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Nauka dla srodowiska i przemyshu

Szanowni Panstwo,

wychodzac naprzeciw potrzebom lokalnych przedsigbiorcow chcielibySmy przedstawié
Panstwu oferte Laboratorium Mikroskopii Elektronowej. Pracownia Mikroskopii Elektronowe;j
swiadczy ustugi wykonywania zdje¢ struktury réznorodnych materiatow w szerokim zakresie
powiekszen, réwniez nieprzewodzacych i uwodnionych za pomoca skaningowego mikroskopu
elektronowego (SEM). Dodatkowo posiadany spektrometr dyspersji energii promieniowania
rentgenowskiego (EDS), ktory umozliwia wykonanie jako$ciowej i ilo§ciowej analizy sktadu
pierwiastkowego probek wlacznie z mappingiem powierzchni, tj. analiza rozktadu
pierwiastkow we wskazanym obszarze preparatu.

Ponadto istnieje mozliwo$¢ odwadniania probek uwodnionych (tj. probki biologiczne —
zwierzece 1 roslinne) oraz/lub napylenia preparatow nieprzewodzacych (tj. tworzywa
sztuczne, ceramika, drewno, probki geologiczne) cienka warstwa np. chromu, srebra, ztota
1 innych w zaleznos$ci od Panstwa oczekiwan. Od niedawna dysponujemy rowniez przystawka
transmisyjna umozliwiajaca obrazowanie ultracienkich probek z wykorzystaniem kontraktu
dyfrakcyjnego.

Nasz zesp6l jest otwarty na wspdlprace zarowno pod katem wykorzystania potencjatu
badawczego posiadanej aparatury, ale rowniez pod katem analizy otrzymanych wynikow.




Skaningowy Mikroskop Elektronowy
z Emisja Polowa JEOL 7600F
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Opis techniczny:

JEOL JSM - 7600F jest wysokiej klasy mikroskopem elektronowym z emisja polowa
umozliwiajacym obserwacje ciat stalych w wysokiej rozdzielczosci z duzym powigkszeniem.
Zakres powigkszen:

e niski: 25x do 19 000x
e wysoki: 100x do 1 000 000x

Zmiany napigcia przyspieszajacego w zakresie:

e 100 V ( punktowa rozdzielczos$¢ 1,5 nm)
e 30 kV (punktowa rozdzielczos¢ 0,8 nm)

Maksymalne wymiary probki (X x Y x Z): 40 x 40 x 40 mm.

Mozliwosci badawcze:

e Obserwacja powierzchni (zdjgcia SEM) ciat statych
e Mikroanaliza rentgenowska: analiza liniowa, punktowa, jako$ciowe 1 ilo$ciowe
okreslanie sktadu pierwiastkowego probek (EDS)



Przykladowe analizy
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Al K 74.97 77.18
SiK 21.42 21.18
FeK 1.10 0.55
Cul 1.71 0.75
| InlL 0.81 0.35

0 2 4 [} 8 12
Full Scale 18780 cts Cursor: 0.000 \ Totals 100.00




Kontakt

Laboratorium wykonuje badania na probkach dostarczonych przez klienta

W trakcie uzgadniania warunkow wykonania zlecenia Klient zostaje poinformowany
o wymaganiach dotyczacych probek analizowanych w SEM-EDS, sposobu ich przygotowania
do tej analizy lub preparatyke zleca Laboratorium.

Warunki udostepniania infrastruktury:

e  Wspdlpraca w ramach umowy zlecenia z przemystem.
e  Wspotpraca naukowo-badawcza.
o  Wspotpraca w ramach realizacji projektow np. NCN, NCBIiR.

KONTAKT
Zapytania prosz¢ kierowac¢ na adres mailowy lub pod numer telefonu:
Operator SEM Dyrektor Instytutu Inzynierii Materiatowe;j
i Biomedycznej
dr inz. Marta Nycz dr hab. inz. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Tel. (68) 328 2562 Tel. (68) 328 2629

E-mail: m.nycz@iimb.uz.zgora.pl  E-mail: k.arkusz@iimb.uz.zgora.pl



